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NT Control
Grafische Bedieneroberflache zum Programmieren und Testen

Die Testsysteme der NT-Serie sind pradestiniert fiir applikationsspezifische Testaufgaben im Verdrahtungs-,
Backpanel und Funktionstestbereich. Sie werden iber die grafische Bedieneroberfliche NT Control bedient und

programmiert.

Die Steuersoftware NT Control ist bereits tausendfach auf PC-Systemen mit Windows® Betriebssystem
installiert und ist die derzeit modernste und flexibelste Bedieneroberflache bei Testsystemen fir den

Verdrahtungstest.

Test von Verkabelungen und Baugruppen

= Komfortable Test- und Programmierumgebung fir m Integrierter List & Label Editor zur freien
umfangreiche Prifaufgaben Erstellung von Protokoll- und Etikettenlayouts
m Aussagekraftige Fehlerlisten und Einzelfehleranzeigen » Importer und Interpreter zur Weiterverwendung
von bestehenden Prifprogrammen anderer

bei Priflingsfehlern
Integrierte Multimeter- und Pin-Nummern-Funktion Prifsysteme verfligbar
Basic-Engine zur freien Programmierung von = Konverter zur Generierung von Prifdaten aus

Sondertestablaufen CAD-Daten verfiigbar



Spezialisierte Softwarevarianten

NT Control bietet Ihnen einfache Priifprogramm-Erstellung und -Verwaltung Auf Ihre Bedirfnisse angepasste
Ergebnisse liefern folgende anwendungsspezifische Varianten fir adaptronic-Testsysteme aus den Bereichen:

CT - Kabelprifung
CX - Kabelpriifung mit intelligenten Adapterkabeln oder Zwischenschnittstellen
TT - Priftischanwendungen und

Flexibles Testen
Individuelle Anpassung der Bedieneroberflache fiir den Testmodus Uber graphischen Editor
Diverse Testpanel-Beispiele, z.B. flr unterschiedliche MonitorgréBen, vorinstalliert
Statistikfunktion, Einbeziehung von Seriennummern und LosgréBen
Protokoll- und Etikettendruck, tber Editoren gestaltbar, mehrere Beispiele vorinstalliert
Testdaten-Ausgabe in Datei, z.B. zur externen Auswertung
Fehleranzeige als Liste oder als Einzelfehler

Komfortables Editieren von:
Verbindungsprifungen (Netze oder Von-/Nach-Verbindungen)
Kurzschluss- und Isolationspriifungen (auch mit Gruppentest, abhangig von der Hardware)
Bauteilpriifungen (Widerstande, Dioden, Zener-Dioden, Kondensatoren, LEDs, Schalter, Hochohmigkeiten,
Varistoren, aktive/passive Bus-Terminatoren, Uberspannungsableiter, Suppressor-Dioden, Spulen,
Impedanzen, Magnetfeld-Einzelleiter-Prifung usw.)
Testpunktbenamungen 32-stellig in verschiedenen Formaten, direkt oder steckerbezogen
Dokumentationstexte nach QM-Richtlinien
Stecker-, Adapter- und Prifmodul-Bibliotheken, je nach Variante
Testgerate-Konfigurationen

Komfortable Verwaltung durch:
Unterteilung des Prifablaufs in einzelne Testschritte (Segmente)
= verschiedene Parametereinstellungen je Segment
» benutzerdefinierte Testreihenfolge
= Bedienermeldungen
32-stellige Priifprogramm-Namen und Priifprogramm-Gruppen
Beliebiges Umschalten zwischen den verschiedenen Testpunktformaten in den Editoren
Praftisch-Unterstitzung
Mischen von Programmteilen aus beliebigen Prifprogrammen
Uberpriifungen der Daten auf Plausibilitat (Check-Funktion)
Informationen Uber Anzahl der verwendeten Testpunkte, Anzahl der Netze, Anzahl der Testpunkte pro Netz
und Anzahl der Bauteile
Optionale Importfilter fiir Cap-H, IVIS- und viele weitere CAD-Datenformate
Interpreter flr vorhandene Prifprogramme von Fremdsystemen

Systemvoraussetzungen:
PC mit Microsoft Windows® 7 Pro bis Windows® 11 Pro (Landervarianten Deutsch oder Englisch)
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Testen

77N Contred - [Test Panel Demo LUT]
[ AR S ——

@ ||t S|\ e 2o @02 E OB
Progect
Demo UUT Dspiay Documenason | @ doptronic
Senal Number Operator Test Tune
S#425 Supervisor 18s
Tast Steps. 3 —
Kurzschiusstest Conteaty | shor test
Teste "R1_1"gegen "R1_2"- Messwert 11281k “‘W-::"
Teste "R1_1" gegen den Rest - Messwert 112,81 k ‘o_""‘““‘_
Teste "R1_2" gegen den Rest - Messwert 112,81k |
Teste "ST1-A30" gegen den Rest - Messwert 112,69 k
Teste "ST1-A32" gegen den Rest - Messwert 11281k K
Teste Segment 'Component Test'
Bauteitest S
Teste Bauted "R1” - "R3_1" nach "R3_2" - Messwert 120,27 Ohm \DDTI 1en
Teste Bauteil * 'C2_1" nach "C2_2" - Messwert 996,03 Ohm
Toste Bauteil " D1_1" nach "D1_2" - Messwert 962,72 kOhm
Teste Bauteil "D1” - "SW3_1" nach "SW3_2" - Messwert 564,57 mV Beenden
Test Status.
Bereit Stop/Weiter
Last Tost Resut Statsics
Toral 8
Good 6 7500%
Gut e G 2 IS 00% Start
Faded 2 2500%

(et e hapahentes Dobomars

Sarar e L)

Die Bedienung im Testbetrieb erfolgt
Uber Schaltflachen, welche durch Maus-
Klick oder Uiber die Touch-Funktion
eines Touch-Monitors aktiviert werden.
Die hervorragenden Mdéglichkeiten zur
Visualisierung von Testablaufen
garantieren einen sicheren und
komfortablen Umgang mit dem
Testsystem.

Die Bedienoberflache kann einfach an
spezifische Winsche beziglich
Darstellung und Ablaufsteuerung
angepasst werden.

Die Testergebnisse werden statistisch
aufbereitet und im Testpanel visualisiert.
Im Test erfasste Priflingsfehler werden

in einer Liste angezeigt. Weitere Informationen zu jedem Fehler - Fehlerart, betroffene Testpunkte, gemessene
Werte usw. - sind aus der Einzelfehleranzeige einfach ersichtlich.
NT Control stellt darlber hinaus die Multimeterfunktion zur Verfligung, mit welcher gezielte Einzelmessungen

durchgeflihrt werden kénnen.

Mit der Pin-Nummern-Funktion kénnen Testpunkte am Prifling einfach identifiziert werden.
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Programmieren
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I Abhage bei Testoetrieh Stant

I bhage bei neuer Charge

Ein priuflingsspezifisches Testprogramm kann manuell mit

komfortablen Editoren, durch Lernen von Gut-Mustern,

oder durch Ubernahme von CAD-Daten oder Excel®-Listen
generiert werden.

Fir die Verwendung von Prifprogrammen von
Fremdsystemen stehen zahlreiche Importer, Konverter

Chagengiciie: 0
I Abhage bei Testbetrieh Start
Chogernumner 2 ¥ Abisgebeireun Chage oder Interpreter zur Verfligung.
T fbfiage bei Testbetrieb Start
Chargenzahier 0 ™ Chargendruck, vor Engichen der Chargengrdsse zulassen
Das Testprogramm kann in mehrere Segmente unterteilt
Produktcode: [ . " . .
sein. Jedem Segment kénnen unterschiedliche — den
Projekt Variable Abfrage Wariablenwert . " . . . g
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JECT VAR .
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